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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte bien 1’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a ’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de Ia CEI

@ Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

TEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogpe des publications de la CEIL

Publié annuellement
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definitions contained in the pfesent publication
Seither been taken from the I.E.V. or havp been specifically

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols apd signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

-— TEC Publication 27: Letter symbols to bg used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended gfaphical symbols.

The symbols and signs contained in the pfesent publication
have either been taken from IEC Publicatigns 27 or 117, or
have been specifically approved for the purppse of this publi-
cation,

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumerent les autres publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Other I1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the back
cover, which list other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIMENSIONS DES COUPELLES UTILISEES EN INSTRUMENTATION
NUCLEAIRE POUR DES MESURES DE RADIOACTIVITE

Deuxi¢me partie: Coupelles plates et coupelles creuses a rebord
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Lors d’une édition nouveile, les Publications 248 et 248A paraitront en tant que Publication 248-1
dela CEL
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIMENSIONS OF PLANCHETS USED IN NUCLEAR INSTRUMENTATION
FOR RADIOACTIVE ASSAY '

Part 2: Flat and dish-type planchets
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A new edition of Publications 248 and 248A will be issued as 1 E C Publication 248-1.


https://iecnorm.com/api/?name=091be094ee372740ce5987d2a164d3bf

— 4 —

DIMENSIONS DES COUPELLES UTILISEES EN INSTRUMENTATION
NUCLEAIRE POUR DES MESURES DE RADIOACTIVITE

Deuxiéme partie: Coupelles plates et coupelles creuses a rebord

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux coupelles plates et aux coupelles creuses & rebord utilisées dans
les appareils nucléaires et destinées au montage d’échantillons en vue de mesures de radioactivité.
€S COUPEIIEs creuses se distinguent des coupeltes de iz Publication 2482
ont un rebord.

ce qu’elles

2. Opbjet
L’objet de cette norme est de normaliser les dimensions(d’une Sériexde s pour des
mesures de radioactivité et par suite d’assurer I'interelrangeabilité \ le que soit
leur provenance. Cette norme n’exclut pas I’emp fimensiohs et formes dans des cas
particuliers.

3. 'Spécifications

3.1 Pimensions

Les coupelles devont ayoir les

Rayon 0,5 mm max.7 ‘i
[ B gy |
015179 016(79
SECT ION X-X SECTION X-X
a) Coupelle creuse avec rebord b) Coupelle plate

Fic. 1. — Dimensions des coupelles.
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DIMENSIONS OF PLANCHETS USED IN NUCLEAR INSTRUMENTATION
FOR RADIOACTIVE ASSAY

Part 2: Flat and dish-type planchets

1. Scope

This standard applies to flat and dish-type planchets used in nuclear instruments and intended for
the mounting of specimens for radioactive assay. A dish-type planchet is distinguished from a well-

t p@_pl,a_n@he{_gf_I_Er‘ Publication 248 A by havineg a rim
¥ d R A i

2. Object

imensions
. pf source
ensiénsand shapes in special pases.

The purpose of this standard is to standardize a basic rang
fqr radioactive assay work and thereby ensure interchangea
"supply. This standard does not preclude the use of ¢

O

3. Requirements

3.1 Dimensions
The planchets shal be as i : ang%le 1.

/o
N

Radius 0.5 mm max. 7 i

Jeo

B .
015179 016179

SECTION X-X SECTION X-X
a) Dish-type planchets. with rim b) Flat planchets

FiG. 1. — Dimensions of planchets.
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TABLEAU 1

Désignations et dimensions

Diamétre 4 Diamétre B | Profondeur C Epaisseur D Diamf‘:tre E
Désignation Forme (max.) (min.)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

25 R 2 Creuse 2,0*

25R 3 avec rebord 25,4 * 21,2 * 3,2% 0,6 -

25 R 6 6,4 * .

C 3,2 % &

S50 R 3 reuse * s

SOR 6 avec rebord 50,8 * 46,6 6,4 % \% -

25 F Plate 25,4 * — &— \W —

AW
38 R 2D Creuse 38,1 * 33,9 ,ﬁ \)0,6 | 260
60 R 29 avec rebord 60,0 * 55,8 * 2,0 > 0,6 52,0

Notes:

2) A utiliser avec des filt

Planéité Q

Le défaut de

* Tolérances: +0 —0,2 mm.

1) A utiliser avec des filtres de 1 pouce.

e

whe longueur de 20 mm, ne devra pas dépasser 0,1 mm.
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TaBLE 1

Designations and dimensions

Diameter 4 Diameter B Height C Thickness D Diamf:ter E
Designation Shape (max.) (min.)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 R 2 Dished 2.0%
25 R 3 with rim 254 * 21.2 % 3.2% 0.6 —
25 R 6 6.4 *
S50R 3 Dished ) 3.2%
50 R 6 with rim 508 46.6* 6.4 0f -
25 F Flat 254 * — —
38 R.2D Dished 38.1* 339% 26.0
60 R 22 with rim 60.0 * 55.8 52.0

Notes:

% Tolerances: +0 —0.2 mm.

B For use with 1-inch filters.
3 For use with 2-inch filte

o

The deviatio

over a length of 20 mm, shall not exceed 0.1 mm.
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